


































专利名称(译) 使用近红外光谱法在非侵入式葡萄糖测量中进行参考测量和光度校正的装置

公开(公告)号 US6917422 公开(公告)日 2005-07-12

申请号 US10/348342 申请日 2003-01-22

[标]申请(专利权)人(译) CME TELEMETRIX
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[标]发明人 SAMSOONDAR JAMES
KAUSHAL ASHWANI

发明人 SAMSOONDAR, JAMES
KAUSHAL, ASHWANI

IPC分类号 A61B5/00 G01N21/27 G01N21/31 G01J3/02 G01N21/25 G01N21/35 G01J3/00 G01J3/28 G01J3/42 
G01J1/10

CPC分类号 A61B5/1455 A61B5/1495 G01J3/02 G01J3/0205 G01J3/28 G01J3/42 G01N21/274 G01N21/359 A61B5
/14532 A61B2560/0233

优先权 60/349361 2002-01-22 US

其他公开文献 US20030174321A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种包括PTFE和玻璃的光度参考构件。该成员在一定温度范
围内表现出小于0.0001吸光度单位的吸光度变化，优选约20℃至约
40℃，并且波长约600nm至约1650nm，优选约60℃。 600nm至约
1050nm。本发明还涉及使用光度参考构件来校正温度变化或吸光度测量
漂移的方法。
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